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Polovodicové soucastky -

Mikroelektromechanické soucastky - CSN
Cast 11: Zkusebni metoda pro koeficienty linearni EN 62047-11
tepelné roztaznosti volné umisténych materiala 358775

pro mikroelektromechanické systémy

idt IEC 62047-11:2013

Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices -

Part 11: Test method for coefficients of linear thermal expansion of free-standing materials for micro-
electromechanical

systems

Dispositifs a semiconducteurs - Dispositifs microélectromécaniques -

Partie 11: Méthode d,essai pour les coefficients de dilatation thermique linéaire des matériaux
autonomes pour systemes

microélectromécaniques

Halbleiterbauelemente - Bauelemente der Mikrosystemtechnik -
Teil 11: Prufverfahren fur lineare thermische Ausdehnungskoeffizienten flr freistehende Werkstoffe
der Mikrosystemtechnik

Tato norma prejima anglickou verzi evropské normy EN 62047-11:2013. Ma stejny status jako oficialni
verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62047-11:2013. It has the
same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma popisuje zkusebni metodu na méreni linearniho koeficientu teplotni roztaznosti (CLTE)
volné umisténych pevnych (kovovych, keramickych, polymernich aj.) materiall pro
mikroelektromechanické systémy (MEMS) délek mezi 0,1 mm az 1 mm a Sifek mezi 10 mm az 1 mm

s tloustkami od 0,1 mm do 1 mm. Jedna se o hlavni konstrukéni materidly, které se pouzivaji pro
MEMS, mikrostroje a dalSi. Tato zkuSebni metoda se da pouzit pro méreni CLTE v teplotnim rozsahu od
pokojové teploty do 30 % teploty taveni materialu.

Narodni predmluva
Vypracovani normy
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